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摘要(译)

本发明公开了一种液晶面板及其测试方法。所述液晶面板包括：显示像
素阵列，其配置为在开关信号、数据信号以及像素信号的驱动下进行图
像显示，实现正常的显示功能；测试用像素阵列，其包含多个测试用像
素，所述测试用像素配置为使用与所述显示像素阵列中像素相同的驱动
信号以及相同的像素设计；测试电极，其通过走线与所述测试用像素阵
列联通，配置为向所述测试用像素阵列输出测试信号和/或读取所述测试
用像素阵列的信号以监测所述测试用像素阵列内像素的情况。根据本发
明的液晶面板及其测试方法，可以在液晶面板完成后，利用外部的测试
电极完成对面板内像素的运行状态的监测，从而为面板设计和驱动电压
序列的确定提供有效数据支持。
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